ErEEEEEEEEEE
 EEEEEEEEEEEE
I EEEEEEEEEEEE

M SINTEF

ZINTEGROWANY SYSTEM
DO POMIARU POWIERZCHNI
OBIEKTOW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

zrealizowany przez Politechnike Warszawska,
Wydziat Mechatroniki, grupe badawcza OGX

Projekt finansowany ze srodkéw Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
grant nr PLO097 na lata 2004-2009
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nr obiekt materiat ki ElliIL:JInbkE:ﬁw liczba punktow | liczba trojkatéw
pomiaru
1 czotenko tkackie drewno 13 6,42 min 105 000
2 porcelanowa figurka ceramika 39 960 000 160 000
3 | lampka oliwna GHETF 15 4,89 mln 165 000
4 | szopka bozonarodzeniowa drewno 32 40 min 670000
5 | wzorzec objetodci drewno 28 800 000 90 000
6 | wzorzec kilograma telazo 21 4,78 mln 60 000
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Politechnika Warszawska, Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
ul. Sw. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa
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r.sitnik@mchtr.pw.edu.pl e —————— ‘
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Zintegruwany pnmiar:

wspotrzedne ksztattu
(chmura punktow)

katowa charakterystyka
rozproszenia Swiatla

Celem projektu "Digitalizacja i rekonstrukcja 3D obiektow europejskiego dziedzictwa kulturowego”
byto skonstruowanie zintegrowanego systemu pomiarowego, ktory pozwala na automatyczny pomiar
wspélrzednych ksztat oraz charakterystyki widmowej i katowej rozpraszania swiatla na powierzchni
zabytkowych przedmiotow z uzyciem pojedynczego detektora. System wykorzystuje optyczng metode
pomiaru z oswietleniem strukturalnym, ktérego wynikiem jest chmura punktow zawierajaca
wspotrzedne ksztaltu powierzchni. Dodatkowo w kazdym punkcie chmury zastosowana jest
multispekiralna metoda wyznaczania charakterystyki widmowej i reflektometryczna metoda
wyznaczania katowej charakterystyki rozproszenia swiatla. Dzieki temu moina wyznaczy¢ barwe
obiektu w niezaleznej przestrzeni barw i wiarygodnie zasymulowa¢ wyglad powierzchni w réznych
warunkach oswietlenia.

Opracowane metody przetwarzania danych umozliwiaja automatyczne i obiektywne faczenie danych
pomiarowych z roznych kierunkéw w celu uzyskania spdjnego modelu mierzonego przedmiotu.
Wynik pomiaru moze stuiy¢ do celow archiwizacji, konserwacji oraz wizualizacji obiektow

dziedzictwa kulturowego.
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Parametry systemu pnmiarnwegn:
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Sciezka przetwarzania danych:

objetosé robocza: 300 x 200 x 100 mm
niepewnos¢ pomiaru ksztattu: 10 pm

niepewnos¢ wyznaczenia charakterystyki

spektralnej (RMS): 1.5%
niepewnosc pomiaru barwy (AE): 5

niepewnos¢ wyznaczenia charakter}'styki
katowej rozproszenia: 10%

liczba kanatéw spektralnych: 10

sposob separacji kanatow spektralnych:
filtry interferencyjne

liczba oswietlaczy kierunkowych: 16
rozdzielczosé detektora: 4872 x 3248

rozdzielczo$¢ projektora: 1920 x 1080
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taczenie chmur
chmura punktow z raznych kierunkow
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model charakterystyki rozproszenia (BRDF)
dane o oswietleniu kierunkowym 7

dane sp ektralne

Prem ieam

siatka trojkarow

% - ~ z teksturg RGB
ol B . i modelem BRDF
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WIZUALIZACJA

ARCHIWIZACIA



